elektrische voorjaar contact testpunt voor PCB-test

Lente contact test probe-test probe-test pin-pogo pin: deze alle items zijn te
beschrijven een onderdeel waarvan voorjaar geladen tip voor een elektrisch
contact aan een product zorgt. Het traditionele gebruik voor hen is om contact
met printplaten (PCB's) of elektrische componenten, om functionaliteit te
testen en te meten van de waarde van de componenten. De lente-
contactpunten worden veel gebruikt in test armaturen die zijn gekoppeld aan
automatische testapparatuur (ATE). Ze worden ook gebruikt in een functionele
teststation als onderdeel van een grotere productielijn.
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This picture shows a probe and its
receptacle mounted in a block with the

e — — :D electrical connection made to the tail of
‘ P 7 1 the receptacle.The receptacle has been

inserted using a receptacle insertion
tool.Finally the cable is soldered to the
termination and the probes installed.
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Contact sonde voorjaar verpakking






